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COMITÉ D’ORGANISATION

A P P E L  À  C O N F É R E N C E S

POUR COMMUNIQUER ET 
DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU,
VOUS POUVEZ :

CLIQUEZ ICI 

n   proposer une conférence  
avant le 15 janvier 2017

n   réserver un stand
n   recevoir le programme  

et venir au Congrès 

18e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉTROLOGIE

CIM2017



 OBJECTIFS
n  améliorer ses processus de 

mesure, d’analyse et d’essais,  
et maîtriser ses risques

n  suivre les évolutions des 
techniques, les avancées R&D 
et les applications industrielles 
pratiques

 PUBLIC
1.000 participants de 50 pays
n  utilisateurs de moyens de mesure  

de toutes industries, 
laboratoires et organismes

n  responsables fiabilité et qualité, 
managers et décideurs

n  constructeurs d’appareils  
de mesure et prestataires

n  enseignants et chercheurs

LES  THÈMES

n   Réponse aux conférenciers  
le 1er mars 2017

n   Texte final pour le 15 juillet 2017
n   Sélection pour revues  

à Comité de lecture

LA R&D ET LES BONNES PRATIQUES  
POUR LA MESURE DANS L’INDUSTRIE
n conférences et tables rondes 
n visites techniques et démonstrations pratiques

n   exposition des innovations technologiques 
et des professionnels de la mesure

n  Drone et surveillance : quelle 
place pour la mesure ?

n  Mesure et déclaration de 
conformité : la norme ISO 
17025 évolue

n  Mesure dynamique et usine 
du futur : l’atout métrologie !

n  La métrologie aujourd’hui dans 
l’industrie pharmaceutique

n  Quel progrès en mesure  
à l’échelle nano ?

n   Quelle mesure pour la qualité 
de l’eau ?

LES  TABLES RONDES

18e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉTROLOGIE

CIM2017

n  Processus

 Incertitudes - Traçabilité - Comparaisons inter-laboratoires 
- Étalonnage - Vérification - Formation - Optimisation des 
coûts - Certification - Fonction métrologie

n   Techniques

 Masse - Force - Débits - Pression - Dimensionnel - Électricité 
- Temps-fréquence  -  Température  -  Hygrométrie - Optique 
et Photonique - Rayonnements ionisants - Acoustique - 
Mesures chimiques - Mesures biologiques

n  Perspectives

 Mesures dynamiques - Fabrication additive - Data métrologie 
- Nouveaux outils de mesure - Évolution du SI - Réseaux 
intelligents - Nanotechnologie - Biotechnologie et Santé - 
Préoccupations environnementales

n  Domaines réglementaires

  
n  Reconnaissance internationale

I N F O S  C O N F É R E N C I E R S


